














































































专利名称(译) 介电弛豫光谱仪和使用方法

公开(公告)号 US20050266396A1 公开(公告)日 2005-12-01

申请号 US11/127632 申请日 2005-05-11

申请(专利权)人(译) 董事会UNIV校董.学院系统与内华达代表UNIV的.内华达州，里诺

当前申请(专利权)人(译) 对内华达州大学系统的董事会，以内华达大学里诺校区为代表的

[标]发明人 PUBLICOVER NELSON GEORGE
VINCZE CRAIG A

发明人 PUBLICOVER, NELSON GEORGE
VINCZE, CRAIG A.

IPC分类号 C12M1/34 C12Q1/00 G01N33/536 G01N33/543

CPC分类号 G01N33/54306 G01N33/536

优先权 60/570367 2004-05-11 US

其他公开文献 US7514938

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了用于测量样品的介电弛豫特性的方法和设备。公开了通过添加颗
粒（例如功能性涂覆的颗粒）来放大或控制样品的介电弛豫特性的方
法。在某些方法中，颗粒通过与样品中的抗衡离子相互作用来放大或控
制样品的介电弛豫特性。在一些实施方案中，该方法使用具有远程电极
的介电弛豫光谱设备。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e1e7ff09-cdc1-4978-a4a3-f667062ac7d2
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050266396%22.PGNR.&OS=DN/20050266396&RS=DN/20050266396

